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用途 材料表面の微細構造観察および元素分析

用途・使用例用途・使用例用途・使用例用途・使用例

微小サンプルの観察・元素分析、

低加速電圧での観察が可能

反射電子像、２次電子像の観察

滋賀県長浜市三ツ矢元町２７－４９

TEL  0749-62-1492 FAX 0749-62-1450

注意点注意点注意点注意点

油・水等の揮発物質は必ず除去し油・水等の揮発物質は必ず除去し油・水等の揮発物質は必ず除去し油・水等の揮発物質は必ず除去し
て下さい。て下さい。て下さい。て下さい。

必要に応じて導電性処理を行うこと必要に応じて導電性処理を行うこと必要に応じて導電性処理を行うこと必要に応じて導電性処理を行うこと

があります。があります。があります。があります。

用途 材料表面の微細構造観察および元素分析

仕様 倍率 : 10～30万倍（実用倍率 : 2万倍、試料により大きくかわります）

低真空モード１０～６５０Pa設定可能、反射電子像、2次電子像

元素分析可Be～U

低加速電圧で従来より高解像度で観察できることが特徴です。


